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超音波单探头扫描FineSAT、超音波阵列扫描SCAN

用途

排查可能引起致散热不良的空洞，提升器件的信赖性。
对比X-Ray可检测更小（薄）空洞

贴片后芯片与基板接合面的空洞，焊锡层的空洞，
DCB电路板的陶瓷和铜接合面的空洞等检测

最大检测频率:FineSAT=500MHz，SCAN=75MHz
--------------------------------------------------------------
最大检测速度:FineSAT=2000mm/s，

SCAN=2000V/1500A以上
--------------------------------------------------------------
可检测最薄空洞厚度:5nm（FineSAT）
--------------------------------------------------------------
可保持/处理最大数据数: 4亿个（FineSAT）
--------------------------------------------------------------

FineSAT
单点，高精度检测

SCAN
阵列，高速检测

规格

阵列探头

概要

yoshidae
長方形

yoshidae
長方形
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